
THE DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE, CS DIVISION 
 

Presents the Spring 2013 EECS Seminar Series 
 

Prof. Shmuel Katz  
Technion—Israel Institute of Technology 

 
“Complex Event Processing with Reusable Event Detectors and Aspects” 

Wednesday, April 10, 2013  • 2:00 p.m. • HEC 356 

 
A�ÝãÙ��ã 
 
Many applicaƟons require extensive analysis of large streams of data, usually grouped under the topic of Complex Event 
Processing (CEP). ApplicaƟons include gathering usage informaƟon about subscribers, or detecƟon of security incur-
sions. We are invesƟgaƟng how Aspect-Oriented Programming can be used to conduct CEP more efficiently and reliably 
than by using exisƟng notaƟons. In this context we show how results on reliable reusable aspects and formal verificaƟon 
can be applied to improve understanding, quality, and flexibility of CEP. Recent work is described on using abstracƟon 
refinement in model checking to semi-automaƟcally develop precise specificaƟons for event detectors and responses to 
them. 
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Shmuel Katz is a Professor of Computer Science at the Technion—Israel InsƟtute of Technology, in Haifa, Israel, where 
he has been the head of the SoŌware and Systems Development Laboratory, and directed the SoŌware Engineering de-
gree track. He is a past Editor-in-Chief of the TransacƟons on Aspect-Oriented SoŌware Development and has wriƩen 
over 100 journal and conference papers, mainly on using formal methods to improve the quality and reliability of soŌ-
ware. Some of the main topics he has treated include: automaƟc generaƟon of invariants, mulƟparty interacƟons in dis-
tributed systems, using convenient execuƟon sequences (scenarios) to specify and verify by exploiƟng parƟal order, and, 
in the last decade, modular specificaƟon and verificaƟon of programs with aspects. 


